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用于高精度时间测量的 SCA波形数字化芯片测试
Tuesday, 16 October 2018 15:00 (15 minutes)

高精度时间测量在核与粒子物理实验中有着重要的意义，SCA芯片可以通过高速模拟采样以获得包含
丰富物理信息的原始波形，因此在高精度时间测量中有良好的表现。核探测与核电子学国家重点实验
室（中国科学技术大学）设计了一款 SCA波形数字化芯片，该芯片可用于高精度时间测量，本文围绕
该芯片在时间测量精度的测试。
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